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摘要(译)

用于测量在不同病理条件下存在于滑液中的细胞和晶体的对照参考材
料。提供了几种可能的用于控制的悬浮缓冲液，其制备方法和使用这些
对照进行分析的方法。与由正常人滑液作为悬浮基质制备的当前对照相
比，这些对照成本更低且更容易获得。
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